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Список основных тем, изучаемых в рамках дисциплины.

1. Основы фурье-спектрометрии. 

2. Особенности оптических схем, параметры и технические характеристики серийных фурье-спектрометров.

3. Выбор оптимальных условий регистрации ИК-спектров низкоразмерных структур. 

4. Оптика гетерогенных сред. Эффективная диэлектрическая проницаемость. 

5. Исследование анизотропии формы наногетероструктур.

6. Особенности решеточного поглощения в ультратонких пленках.

7. Особенности поглощения на свободных носителях заряда в наноструктурированных полупроводниках.

8. Особенности спектров отражения-поглощения низкоразмерных твердотельных структур.  

9. Поглощение на поверхностных локальных фононах в пористых полупроводниках.
